TECHNISCHES MESSEN

PLATTFORM FUR METHODEN, SYSTEME UND
ANWENDUNGEN IN DER MESSTECHNIK

HERAUSGEBER
Fernando Puente Leon, Karlsruhe
Bernhard Zagar, Linz

WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT
J. Beyerer, Karlsruhe

J. Czarske, Dresden

G. Fischerauer, Bayreuth
Th. Frohlich, Ilmenau

G. Gerlach, Dresden

M. Heizmann, Karlsruhe

F. Holler, Oberkochen

M. Kaltenbacher, Wien

0. Kanoun, Chemnitz

M. Kreutzbruck, Stuttgart

R. Lerch, Erlangen

R. Z. Morawski, Warschau

T. Pechstein, Waldheim

P. Ripka, Prag

K.-D. Sommer, Ilmenau

R. Tutsch, Braunschweig

R. Werthschiitzky, Darmstadt

DE GRUYTER
OLDENBOURG



tm - Technisches Messen

Plattform fiir Methoden, Systeme und Anwendungen in der Messtechnik. Organ des AHMT (Arbeitskreis der Hochschullehrer fiir Messtechnik e.V.),
der AMA (Verband fiir Sensorik und Messtechnik e.V.) und der NAMUR (Interessengemeinschaft Automatisierungstechnik der Prozessindustrie). Mit
Mitteilungen der GMA (VDI/ VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik).

tm ist die Fachzeitschrift fiir anwendungsbezogene industrielle Messtechnik als eine der wesentlichen Komponenten fiir Automatisierung,
Prozessiiberwachung, Qualitdtskontrolle und Sicherheitstechnik. tm dient dem Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen Entwicklern
anwendungsreifer Sensoren, Messsystemen und Messverfahren und den Herstellern und Messtechnikern in der Anwendung.

tm-typische Themenbereiche sind:

—  Herstellung und Eigenschaften neuer Sensoren fiir die Messtechnik im industriellen Bereich,

—  Beschreibung neuer Messverfahren,

—  hard- und softwareméfige Verarbeitung und Auswertung von Messsignalen zur Gewinnung von Messwerten,
—  Ergebnisse aus dem Einsatz neuer Messsysteme und -verfahren.
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